EDXRF: muestra 34004-2 / sample 34004-2

Yacimiento /Archaeological site: Necrépolis de Tutugi/ Cemetery of Tutugi
Realizado por / Prepared by: 1.U.l. Arqueologia Ibérica

08/03/2011

Analisis en decoracion blanca / Analysis in white decoration
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Espectro de fluorescencia de rayos X / SrO 00.11 |o00.07
X-ray fluorescence spectrum PdO 00.09 ]00.05
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Condiciones experimentales / Experimental conditions: Resultados semicuantitativos/

semiquantitative results

Voltaje / voltage: 40 kV
Intensidad / intensity: 890 pnA

Tamaiio de spot / spot size: 300 pm
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EDXRF: muestra 34004-2 / sample 34004-2

Yacimiento /Archaeological site: Necrépolis de Tutugi/ Cemetery of Tutugi
Realizado por / Prepared by: 1.U.l. Arqueologia Ibérica

08/03/2011

Analisis en decoracion roja / Analysis in red decoration

- Oxide Wt% At% |
Na20 | 00.43 | 00.48

cledax ¥ \Wision'\WisionPlus.spc 08-Mar-2011 13:26:52
LSecs: 79

241 5
MgO 03.56 |06.14
Al203 02.91 |01.99
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HgO2 01.86 | 00.56
Espectro de fluorescencia de rayos X / SrO 00.11 | 00.07
X-ray fluorescence spectrum PdO 00.09 | 00.05

Sb203 100,00 10000

Condiciones experimentales / Experimental conditions: Resultados semicuantitativos/

semiquantitative results

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 990 pA

Tamaiio de spot / spot size: 300 pm
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